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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国科学院提出。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)归口。
本文件起草单位:中国科学院国家空间科学中心、北京卫星环境工程研究所、中国空间技术研究院、

西安电子科技大学、哈尔滨工业大学、中国电子产品可靠性与环境试验研究所[(工业和信息化部电子

第五研究所)(中国赛宝实验室)]、湖南融创微电子股份有限公司、西安龙飞电气技术有限公司。
本文件主要起草人:马英起、沈自才、梁亚楠、王英豪、于庆奎、季启政、郑雪峰、王天琦、张欣、李昌宏、

马腾、刘祥远、张园园、康玄武、刘新宇。
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空间环境 宇航用电子元器件单粒子烧毁

试验方法

1 范围

本文件描述了宇航用电子元器件单粒子烧毁的试验方法,包括一般要求、试验分类和目标、试验样

品、辐照源、试验系统、试验要求、试验流程、试验准备、试验步骤、数据处理和试验文件等。
本文件适用于功率金属氧化物半导体场效晶体管、绝缘栅双极晶体管、高电子迁移率晶体管、双极

型功率晶体管、功率二极管等宇航用电子元器件单粒子烧毁的地面模拟试验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB/T32304 航天电子产品静电防护要求

GB/T32452 航天术语 空间环境

GB/T43967 空间环境 宇航用半导体器件单粒子效应脉冲激光试验方法

3 术语和定义

GB/T32452界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

单粒子烧毁 singleeventburn-out;SEB
单个粒子(质子、中子或重离子等)入射功率金属-氧化物-半导体场效应晶体管(MOSFET)等电子

器件,通过电离作用导致器件PN结雪崩击穿并烧毁器件的效应。
[来源:GB/T32452—2025,6.7.3]

3.2

线性能量传输 linearenergytransfer;LET
入射粒子在物质内穿过单位距离损失的辐射能量。

  注:单位为兆电子伏平方厘米每克(MeV·cm2·g-1),本质上等同于材料密度归一化的阻止本领。

[来源:GB/T32452—2025,6.7.13]

3.3

截面 crosssection
入射粒子与靶物质碰撞发生预期事件的概率。
注1:严格地说,截面也与入射粒子的角度相关。
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